Einsatz der Nahinfrarot Technologie zur
Aufbereitung von Sekundarrohstoffen
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= Kurzinfo LLA
= NIR Spektroskopie
= NIR Sortiertechnik

= NIR Anwendungen:
— Kunststoff-id
— WEEE
— Papiersortierung

= | LA Software
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=] LA Instruments GmbH

Die Firma LLA Instruments GmbH, ein mittelstandisches Unternehmen mit Sitz in Berlin,
ist Entwickler und Hersteller optischer Messgerate.

Der Firmensitz des Unternehmens
befindet sich auf dem Wissenschafts- und
Industriestandort WISTA in
Berlin-Adlershof

> 3 ~ Justus- von- Liebig-Str. 9

Griindung 1993 ; > A\ @ 12489 Berlin
Geschaftsfihrer: Dr. Hartmut Lucht t’ | Tel: +49 30-6290 790-0
Prokuristin: Annett Lucht = www.lla.de, mail@lla.de
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= Vielkanalige Online
Analytik fur den
Industriellen Prozess

— Kunststoff und Papier
Recycling
— Qualitatssicherung in
verschiedenen Industrien
= |nstrumentelle Analytik

far Labor und Produktion
— Qualitatssicherung von
Kunststoff, Papier,

Lebensmitteln, Mineralien
und Mineralblen

— Qualitatssicherung von
Beschichtungen

— Analyse von Glas
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LLA Instruments GmbH
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2.1. Auszug Elektromagnetisches Spektrum
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= NIR Bestrahlung des
Materials

= Wellenlangenbereich
materialspezifisch
absorbiert

= Remittiertes Licht auf
Absorptionsbanden
analysiert e

= Aus Absorptions-
muster kann Material
Identifiziert werden Wellenlange (hm) >

—_—

Intensitat
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= Durch Oberflachen- '

durchdringung i,k”
unemptindlich gegen |~
Verschmutzung

= Kelne Probenvor-
bereitung notig

= Schnelle Messung/
Ergebnisse (ms)
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= | aufendes Forderband

mit Material ot — )

= Quelle NIR Strahlung:
Beleuchtungseinheit

= Optik erfasst Material < /
Reflexion N\

= Spektrometer analysiert | a)WHHW
= Weitergabe Material ID

und Position an

Anlagensteuerung < /
= Materialaustrag uber S

DlUsenleiste
MSI
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| KUSTAL9MPL KUSTAL1.7MSI

Charakteristik Mechano-optisches Digitales System
System, Lichtleitfasern

Messspuren (max.) 64 318
Messfrequenz 80 Hz 270 Hz bis
5000 Hz (kleinster ROI)
Erkennungsgrofie Teile cm mm
Forderbandbreiten Bis 2800 mm

Integrierter Farbsensor Optional Nein
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* Trennung Fraktionen Haushaltsmdill
Ku nStStOﬁe « Sortierung Elektronikschrott

. » Quantitative Papieranalysen
Papler  Abtrennung Deinking Fraktion

* Umsatz strahlungsgeharteter UV Lacke
LaCke » Schichtdickenmessung diinner Schichten

- - * Bestimmung der Kalzit-, Dolomitanteile von Kalkstein
M I nerallen » Bestimmung quellfahiger Mineralkomponenten

- « Analyse von Milch und Milchprodukten
I—e bensm Ittel » Fettanalyse in Fleisch

- » PVC (Chlor) Elimination aus Ersatzbrennstoffen
Weltere » Fremdstoffe in Baumwolle
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= Aufgabematerial:
Verpackungen —
Gelber Sack

= TellegrofRe > 20 mm

= Fraktionen:
— Kunststoffe (PE, ...)
— Fremdstoffe (Papier)

= Eingesetzte Technik:
KUSTA1.9MPL
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= Aufgabematerial:

geschredderte elektr.
Altgerate

= Fraktionen:
— Kunststoffe

— Leiterplatten

— Fremdstoffe
(Silikonfolien, LCD)
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= Gewinscht Deinking = Quantitative Analyse:
_ Zeitungen Zellulose, Talkum,
Kaolin, Lignin, Binde-

— Journale mittel Druckfarben

— Kataloge
— Buropapier
= Unerwilnschte
Fraktion
— Braune Kartons

— Kunststoffe,
Getrankekartons,
Faltschachteln

= Farbinformation

Workshop materials valley



Z/ =y LLA Instruments GmbH
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Spektren Vorverarbeitung

Test Spektren Qualitat Papier

[Farbest . T
! 1 J
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= Visualisierung der
Analyseergebnisse und =————
Statistik i | e -

= Programmierung neuer 7
und Anderung von vi
|dentifikationsroutinen i

= Erstellung und r N
Integration eigener
Applikationsfenster

= Chemometrische 10T ' =

Methoden wie PLS, e | g =
PCR, Fuzzy, Euklid, : o
Neuronale Netze T || S—
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home | devices | applications | technology | software | infocenter | publications | contact | news

A

LLA Instruments GmbH

Process control - Analytical material evaluation - Devices for spectral analytic imaging

Welcome at LLA Instruments GmbH
Partner for opticel measuremert devices and industrizl analysis

LLA Instruments GmbH is a world-wice engaged manufacturer and supplier
of imaging spectrel analyticél measuremert devices and multiplexec
spectrel analyticel measuremert devices. The devices are used for the
evaluaticn of materizl streams in process contrcl and quality control. LLA is
a leader in the sales of measureme chnolocy for the identificaticn of

plggti as ifigmiggn of wagt r.
. euln ) rr
Mivlcllt the e

development, manufacturirg on highest techniczl level as well as for the

st

integraticn of the designed solutiors in the respective process

Materials / Applications

» Plastic analys|s - sortinrg and quality contro New probe lines Innovative news

» Paper analyss - classificaticn and quality contro 23.01.2013 10.03.2011

» Raw cotton - identificatidn of impurities

» Foad analyss - classificaticn and quality assurance Double sided illuminatior Imaging in-line analyss with
> UV curing layers - quality contro improves performance the 2D NIR spectrometers

> In situ glags analysig KUSTA-MSI and uniSPEC-




